Descricao: Azulejo do século XVIII (1700-1750);
Origem: Coimbra.

Amostras: Fragmentos em depdsito no Museu Nacional do
Azulejo, Lisboa.
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Caracterizagido Morfologica: IMAGENS MACROSCOPICAS

Azulejo com craquelé evidente Chacota bege compacta com alguns
mas pouco aberto. Apresenta poros alongados e circulares; efeito de
um grande numero de poros e marmoreado claro; vazios alongados e
uma fenda de fabrico no interior pequenas inclusdes; craquelé com
da area vidrada. ligacéo ao vazio alongado mais fechado.

voltar ao indice




AVVXNWAN Caracterizagdo Morfoldgica: IMAGENS DE SEM

20.0kV 11.8mm x130 BSECOMP 40Pa 400um 20.0kV.10.3mm x150 BSECOMP 40Pa; ~ 300um 20.0kV 10.3mm x230 BSECOMP 40Pa 200um

 Observa-se craquele.

 Espessura do Vidrado = 620 um

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

HERCULES PATRIMONIO voltar ao indice




V(VXNWAN Caracterizagéo Fisica: PROPRIEDADES HIDRICAS/POROSIDADE

Curva de Absorgéo de Agua (Chacota)

Massa volumica real
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25,0 M I ’ ] t
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20,0 o» s00—o PN —n—o 3 P 1577
- (kg/m°)
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Tempol/2 (h/2) . i
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(%) ’

Procedimento: baseado na norma NP EN-13755.

voltar ao indice




AV WAN Caracterizagéo Fisica: POROSIMETRIA DE MERCURIO

Curvas de Porosimetria (Chacota)
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Procedimento: baseado na norma ASTM D4404-84.
Equipamento: Porosimetro Quantachrome Autoscan

voltar ao indice




Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice




Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

nnnnnn

Combinagao Combinagéo
K_Ca_Sn_Pb Al_Si_Ca_Fe

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice




Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

VIDRADO BRANCO
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hev AzuRe171 EDS Vidrado.xls

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe171/AzuRe171_EspectroEDS_Vidrado.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

PIGMENTO AzUL
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AzuRe171 EDS Azul.xls

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a

um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe171/AzuRe171_EspectroEDS_Azul.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

INTERFACE
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10 15

AzuRe171 EDS Interface xls

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe171/AzuRe171_EspectroEDS_Interface.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

CHACOTA
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AzuRe171 EDS Chacota.xls

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe171/AzuRe171_EspectroEDS_Chacota.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

Composigao quimica (% m/m)*

Area Analisada Na Mg Al Si K Ca Ti Fe Co Ni As Sn Pb Bi
224 050 274 2894 394 - - 0,26 867 52,711 -
vidrado branco
246 - 207 2773 384 - - 108 0,73 062 627 6,80 44,05 435
pigmento azu'li
191 368 17,11 3456 364 2385 0,72 4,11 1042 -
chacotmo interface)
092 412 1725 3395 278 30,20 0,78 475 524  --

*- Os valores apresentados na tabela correspondem as percentagens massicas dos elementos detetados na amostra, ndo considerando o

teor de oxigénio e normalizados a 100% (ver aviso).

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice
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